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Testeur AOI VT-RNS-ptH
(2008)
43.000 €HT*

Machine de brasage laser
(2007)
90.000 €HT*

(*) Hors options supplémentaires, frais de
transport, installation et formation.
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Et oui, depuis déja 10 ans, la filiale francaise
de SEICA est présente directement sur le
territoire francais.
Une décennie avec comme seul objectif de
vous satisfaire ! - lakg

Nous tenons donc a vous remercier de votre
fidélité, de votre confiance, de votre soutien,
dont notre succés est a la mesure bien sdr du VENEZ

votre. : NOMBREUX!
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(arrivée libre possible toute la journée selon conférences)*

Aussi et pour féter nos 10 ans, nous aurons le plaisir de vous convier en nos locaux
30 avenue Robert Surcouf a Voisins le Bretonneux (78) a notre journée portes-
ouvertes.

Vous pourrez tout au long de la journée suivre des présentations techniques et
démonstrations par nos experts  sur nos équipements SEICA et OMRON.
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Vous recevrez prochainement le programme de cet événement. Pour assister a cette
journée ou pour avoir plus dinformations, merci de retournez avant le 17 mars
prochain un courriel a seica@seica.fr ou contacter par téléphone Lysiane au
+33 139 3066 77.

Inscription obligatoire
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Représentée auparavant par la société SYNOR
ELECTRONIQUE, la France est devenue rapidement
un territoire important pour SEICA. Début 2000, la
décision est donc prise douvrir la premiére filiale
100% de SEICA.

La direction de la filiale est
confiee a Stéphane DUPOUX,
dans la continuit¢é de SYNOR
ELECTRONIQUE puisqu'il
assurait déja la vente des
machines SEICA, et installe ses
bureaux sur I'agglomération high-

tech de Saint Quentin en
Yvelines.
A I'époque, quelques dizaines de machines

représentaient la base installée mais tres vite le
succés a permis daugmenter le nombre de
collaborateurs, notamment dans le support et soutien
technique. Tout d'abord le développement des ventes
aupreés des fabricants de circuits imprimés nus

(gamme de testeurs a sondes mobiles dédiés pour le
PCB), puis ensuite la commercialisation en direct des
testeurs a sondes mobiles PILOT et PILOT LX (dont
depuis

GenRad/Teradyne  assumait 1998 la

promotion).

Le GR Pilot

A partir de 2004, le groupe SEICA signe un accord de
représentation avec OMRON, permettant ainsi de
proposer les équipements AOI du leader mondial.

C’est ainsi que pour la premiére fois, nous avons
ouvert notre catalogue a d’autres produits pour offrir
une gamme compléte dans le test de cartes
électroniques. Aujourd’hui en France, et plus que
jamais, OMRON est associé a SEICA pour vous
accompagner dans vos besoins AOI et AXI.

SEICA FRANCE est donc devenu un acteur important
dans la vente d'équipement de test... et de production
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avec la FIREFLY,
imaginé par SEICA.

systeme de brasage sélectif

La Firefly

En 2005, un accord de partenariat intervient en France
avec la société EADS TEST ET SERVICES, qui a
choisi la technologie SEICA pour ses offres dans les
secteurs de ['Aéronautique, de la Défense, du
Transport et de I'Energie. Grace a cette association,
de nombreux succes ont été au rendez-vous, comme
THALES ou DASSAULT.

SEICA FRANCE entend aussi activement participer a
la promotion de notre profession en intégrant le
G.F.LLE. (Groupement des fournisseurs de l'Industrie
Electronique), et dont Stéphane DUPOUX devient
rapidement membre du Comité Directeur.

En 2009, beaucoup d’événements ont marqué cette
année. Tout d'abord I'emménagement dans de
nouveaux bureaux plus spacieux ; quasiment 300m2
pour permettre a I'entreprise de continuer sa
croissance constante depuis l'origine. Ensuite de
nouvelles activités comme principalement la possibilité
de faire sous-traiter en nos locaux le test de vos cartes
cablées sur sondes mobiles double-face.

Merci encore pour votre participation a ce projet
humain et technique.
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Une intégration efficace entre les approches Flying
multiplie les avantages de chaque technique séparée

La notion de testeur a sondes mobiles est aujourd'hui
synonyme de testeur MDA (Manufacturing Defect
Analyzer) opérant avec en général 3 ou 4 sondes
mobiles, et capable de fournir rapidement un
programme de test pour la détection d'un certain
nombre de pannes simples de production. A part
l'utilisation des sondes mobiles, rien n’est plus loin de
ce concept que la plateforme proposée par Seica, une
solution qui combine les techniques de test les plus
variées et avancées, sur une ergonomie a sondes
mobiles. La technologie a sondes mobiles, qui ne
demande aucune interface dédiéd pour la carte a
tester, facilite la mise en place de plusieurs
techniques de test, in situ, structurelles sans vecteurs,
fonctionnelles, optiques, etc., tout en maintenant la
simplicité de génération rapide et efficace a partir des
données CAO. Malheureusement les avantages d’'un
systeme a sondes mobiles sont liés a la possibilité de
placer les sondes sur chaque équipotentielle de la
carte a tester : quand cette exigence ne peut pas étre
satisfaite, le taux de couverture et la résolution du
diagnostique chutent rapidement. Pour surmonter cet
obstacle, I'intégration d’une technique externe, le test
Boundary Scan (ou JTAG pour Joint Test Action
Group a l'origine de la norme IEEE 1149.1) est
nécessaire.

Comment intégrer avec succes le Boundary Scan
sur une plateforme a sondes mobiles

Le succes de lintégration d'une nouvelle technique
sur une plateforme a sondes mobiles dépend du
maintien de certaines caractéristiques, pour permettre
un réel avantage pour I'utilisateur, sans surcharger les
temps et les colts de développement :
Génération rapide du programme de test
Simplicité d’utilisation
Taux de couverture élevé et bon
coQt/prestation
Productivité
Consistance et synthése des rapports de fautes
provenant de différentes techniques de test

rapport

Longtemps, la technique Boundary Scan, qui date de
I'époque des premiers MDA a sondes mobiles a la fin
des années 80, est restée étrangére a ces derniers.
Les mesures sur les testeurs a sondes mobiles étant
strictement avec une carte hors tension, la couverture
était orientée vers les fautes sur les composants
passifs, voire plus tard a la détection des défauts de
soudure sur les broches des composants CMS
intégrés, grace aux techniques structurelles.
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Probe et Boundary Scan, proposée par Seica, qui

En parallele, la technique Boundary Scan était loin de
s'imposer, due notamment au surcodt du silicium
imposé par un brochage spécifique sur les
composants. Mais les systémes a sondes mobiles ont
depuis fait des évolutions considérables, et le codt
additionnel du silicium pour le Boundary Scan est
devenu négligeable sur des composants qui abritent
des millions de portes. Dans les derniéres années,
plusieurs tentatives d'équiper les testeurs a sondes
mobiles avec la technique de test Boundary Scan ont
eu lieu, mais sans beaucoup de succés. Les raisons
du mécontentement de la part des utilisateurs sont de
plusieurs natures :

Opération de programmation dans deux
environnements différents
Redondance des tests plutét que optimisation
des techniques
Deux rapports de test et de diagnostique pour la
méme carte
Colt d’exploitation élevé
Un systéme, deux fournisseurs

FlyScan: un systéeme parfaitement intégré

Toujours attentif aux besoins réels de I'industrie pour
le test et la réparation des cartes électroniques, Seica
a développé, en partenariat avec la société Temento
Systems, la solution FlyScan, une approche nouvelle
pour une utilisation efficace du Boundary Scan avec
les autres outils de son systéme a sondes mobiles. La
vraie innovation de FlyScan, aujourd'hui disponible sur
toute la ligne des plateformes a sondes mobiles Pilot
et Aerial, consiste dans

l'intégration au niveau du cceur du systéeme, ce qui
assure les prestations suivantes :

Génération automatique du programme de test
dans un seul environnement logiciel (Seica
VIVA)

Extension de la technique Boundary Scan aux
équipotentielles non-JTAG, grace a la

fonction « extended test » qui transforme ces
nets en « JTAG testable nets »

Elimination automatique des tests redondants
Diagnostique expert, avec génération en temps
réel de tests additionnels pour affiner la
localisation de la panne (de plus en plus
important, a cause du co(t de remplacement
des composants complexes comme les BGA)
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Avec FlyScan, les sondes permettent au JTAG d’augmenter I'accessibilité

Synthése d'un seul rapport de test et de
diagnostique dans I'environnement VIVA.

Un unique environnement de réparation avec la
Seica Repair Station

Excellent rapport colt/prestation

Ces exemples sont les plus indicatifs des avantages
de FlyScan; bien d'autres situations de test nous
indiquent des avantages considérables que cette
intégration des deux techniques permet, dans des
environnements de production ou dans des ateliers de
réparation pour des cartes de technologie complexe.
Une analyse méme rapide, comme dans le contexte
de cet article, permet de voir la profonde différence
entre FlyScan et certaines « encapsulations » d’outils
JTAG dans un testeur générique a sondes mobiles.
FlyScan se base sur un dialogue étroit et profond
entre deux logiciels, avec une interaction constante et
efficace pendant la génération du programme de test,
pendant I'exécution, pendant le diagnostique des
pannes. Tout cela, avec un flux constant d’échanges
de données, optimisé pour réduire le temps de
programmation et le temps de test, et pour augmenter
le taux de couverture et la précision du diagnostique.
Les résultats sont concrétement supérieurs a toutes
approches comportant deux stations séparées a
sondes mobiles et ensuite avec test Boundary Scan,
ou avec une seule station a sondes mobiles qui utilise

une liaison « bas niveau » avec un instrument
Boundary Scan.
Il est facile de voir les avantages réels pour

l'utilisateur. Le test sur un systéme a sondes mobiles,
suivi par un testeur Boundary Scan demande un
temps de test, hors manipulations de plus de 22

Test Time [s]

Flying probes
Boundary Scan
Flying probes + Boundary scan

FlyScan

Vue des huit sondes du Pilot V8

minutes, pour un taux de couverture global de 90%.
Sur FlyScan, le temps de test est réduit a environ 11
minutes et le taux de couverture est de presque 100%.
Et en cas de réparation de pannes, FlyScan offre des
avantages énormes pour les fautes incluant les FPGA
de la carte.

FlyScan est disponible sur toute la gamme Seica
Pilot/Aerial, a partir du testeur d’entrée de gamme
Aerial M2, jusqu’au superpuissant Pilot V8.

Le Pilot V8

% net coverage

1290 80
70 42
1360 90
700 99.5

Tableau 1 : Tableau comparatif des différentes techniques sur un cas réel
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MATRA ELECTRONIQUE (MEL), filiale de MBDA, est
un équipementier en électronique de haute
technologie destiné a des systémes de défense. La
principale activité est la fabrication de cartes
électroniques et de calculateurs pour MBDA. En
parallele, MEL travaille pour d'autres clients, dans des
domaines tels que I'aéronautique civile et militaire, le
spatial, le médical, la prospection pétroliere, et
d’autres activités de défense. « Dans tous les cas, la
mission pour MEL est la livraison d'équipements
électroniques et de cartes testées et fiabilisées »,
précise Eric Simler, responsable méthodes process
chez MEL.

Avant l'investissement d’'un testeur OMRON VT-WIN2
(ndlIr : les AOI OMRON sont distribuées en France par
SEICA FRANCE), d’'une part les temps de contrdle
par les opératrices dépassaient largement les temps
de fabrication mais d'autre part l'aspect manuel
interdisait toute répétabilité dans [l'analyse (les
opératrices révélant chacune la faculté a trouver plus
facilement un type de défaut plutét qu’'un autre). Afin
de diminuer les temps de controle et de réduire
linfluence de l'aspect « subjectif » du controle
humain, MEL a donc recherché a automatiser cette
tache méme si la grosse difficulté a été de convaincre
qgue I'AOI pouvait apporter quelque chose dans la
facon de travailler.

La VT-WIN2

Les démarches sur le moyen ont commencé en 2002.
Les différentes recherches ont vite orienté le choix sur
OMRON, avec son modéle VT-WIN2. En effet, les
nombreux systémes sur le marché par analyse
algorithmique ou par comparaison n’étaient pas
toujours adaptés a MEL ; définir une carte référence
pour un lot de 10.000 cartes était concevable, mais en
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réaliser une par lot de 5 ou 25 réduisait l'intérét du
systeme. Ces moyens identifiaient plutdét bien les
absences ou polarité des composants, mais n'étaient
pas capables d'analyser la forme des congés de
soudures avec les critéres alors en vigueur. L’élément
humain n’était pas complétement éliminé. Enfin, les
machines étaient majoritairement en noir et blanc et
multipliaient le nombre de caméra pour analyser sous
différents angles. Aussi la technologie OMRON qui
utilise une caméra couleur fixe dans un déme a
lumiere reconstituant par des éclairages rouge, vert et
bleu a incidence différente le congé de soudure a
retenu toute 'attention de MEL. Apreés différents essais
sur la VT-WINZ2, l'utilisation d'un systéme a caméra
couleur unique apparaissait comme la solution, car
une photographie permet de diagnostiquer
instantanément un défaut et de mettre au point un
programme.

La station de réparation

En Juin 2003 décision est prise d'acheter une
machine. L'AOI allait remettre en cause la facon de
travailler. Les temps de contréle allaient étre réduits
tout en assurant un test efficace et répétitif. Les
personnes les plus récalcitrantes ont dii admettre que
la vision d'un meilleur outil de contréle pour une
meilleure efficacité de l'outil de production était la
bonne (mise en évidence de défauts qui n'étaient pas
vu avant au test a sondes mobiles ou fonctionnel). «
Notre principal travail a été de définir les bons
paramétres pour chaque variation », confirme Benoit
Fromentin, technicien méthodes process chez MATRA
ELECTRONIQUE. « Les programmes  ont
progressivement été mis en place et rapidement la
machine est devenue un élément essentiel et un
passage obligé dans le process de fabrication d’'une
carte ». L'ilot contréle de MEL n’est donc plus un point
bloguant de la production. L'analyse des données de
controle permet d'établir en partie lindicateur de
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l'atelier de production (avec le taux de défaut, I'origine
des défauts, etc.).

La VT-WIN2 couvre 100% des composants cablés sur
une carte. Elle permet de contréler la présence, la
polarité, les décalages, les courts-circuits, la
mouillabilité, les pattes tordues ou soulevées, etc. Les
temps d’inspection ont été réduits considérablement,
le temps de passage est de quelques dizaines de
seconde par face, le temps de contrdle retouche a été
réduit de 4 a 5 fois par rapport a un contréle visuel. 5
ans apres la mise en place du moyen, c'est plus de

1.100 programmes, avec une bibliotheque aussi variée
que le sont les clients de MEL. Les cartes les plus
simples sur lesquelles MEL avait fait I'impasse en
contréle automatique, considérant que la création d’'un

programme n'était pas rentable, sont méme
aujourd’hui inspectées sur ce moyen. « C'est
réellement devenu un point de passage

incontournable, aujourd’hui accepté et reconnu par
tous comme un moyen de contrble indispensable et
efficace. Gage de qualité, c'est une prestation
appréciée par nos clients », conclu Eric Simler.

Rue Ferdinand Meunier

60610 Lacroix-Saint-Ouen
FRANCE

Tel. +33 344 91 45 00

Fax +33 344 91 45 45

www. matra-electronique.com
mail : webmaster.mel@wanadoo.fr

Dans un souci constant d’'accompagner nos clients sur tous leurs sites de production, nous sommes ravis d'avoir
conclu un accord de coopération avec la société EBM Solutions en Tunisie. Déja partenaire de longue date de
FUJI FENWICK ou encore FEINMETALL, Monsieur Ahmed Ben Othman aura a cceur de vous présenter notre

gamme d'équipements SEICA et OMRON.

EBM Solutions
19, rue Abou Firas

1004 El Menzah IV - Tunis

TUNISIE
Tel. +216 71 751 348

solution Fax +216 71 894 031

mail : a.benothman@gmail.com

30, avenue Robert Surcouf

78960 VOISINS LE BRETONNEUX
FRANCE

Tel. +33 1393066 77

Fax +33 1393066 78
seica@seica.fr

www.seica.com
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